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MotivationMotivation

• Hochstromspeicherring mit 150keV und 
10A

• FRANZ-Projekt mit 120keV und 200mA

• Ein Feedbacksystem zum Einschuss in 
ein RFQ
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WieWie
   Mit einer CCD-Kamera das 

Restgasleuchten aufnehmen

fokussiert  t = 125 µs

defokussiert  t = 75 µs
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Kompletter AufbauKompletter Aufbau
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Bei ZylindersymmetrieBei Zylindersymmetrie
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Nicht SymmetrischNicht Symmetrisch
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Bestimmung der StrahlparameterBestimmung der Strahlparameter
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Bestimmung der StrahlparameterBestimmung der Strahlparameter
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FeedbacksystemeFeedbacksysteme

• Ein RFQ braucht ziemlich genau 
definierte Einschussbedingung 
(Akzeptanz)

• Bestimmung des Radius und des 
Divergenzwinkels mittels Chip und direkte 
Steuerung der Linse
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AusblickAusblick

• Aufbau einer Quelle für die Beschleunigung verschiedener 
Ionenarten im Energiebereich zwischen 20 und 60 keV

• Vergleich verschiedener zerstörender und 
zerstörungsfreier Diagnosemethoden


